
 
 

 

Imię i Nazwisko Wacław Gierulski 

Tytuł / stopień naukowy dr hab. inż. 

Nazwa katedry Katedra Zarządzania Jakością i Własnością Intelektualną 

Opis zainteresowań 
naukowych 

Zainteresowania naukowe: zagadnienia modelowania w 
dynamice maszyn, systemy informatyczne zarządzania, 
diagnoza stanu innowacyjności przedsiębiorstw, ocena 
potencjału komercjalizacyjnego.  
Tematyka prac dyplomowych: organizacja produkcji; rozwój 
wyrobów z wykorzystaniem metod zarządzania; systemy, 
metody i narzędzia zarządzania jakością 
w przedsiębiorstwach; organizacja przedsiębiorstw 
produkcyjnych z wykorzystaniem metodologii zarządzania 
projektem; modelowanie w inżynierii systemów; 
modelowanie procesów w przedsiębiorstwach 

Nazwy prowadzonych 
przedmiotów 

Mechanika, Matematyka stosowana, Modelowanie 
w inżynierii produkcji, Zarządzanie jakością, Zarządzanie 
projektem, Komercjalizacja nowych produktów, Systemy 
produkcyjne, Inżynieria systemów i analiza systemowa. 
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